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Sposéb pomiaru wspdétczynnika tfumienia wahari w miernikach wychytowych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b. pomiaru wspétczynnika ttumienia wahari w miernikach wychyto-
wych,

Pomiar wspétczynnika ttumienia wahari w miernikach wychytowych ma istotne znaczenie dla okreslania
klasy doktadnosci miernika, poniewaz oscylujaca wskazéwka miernika moze w decydujacy sposéb wptywaé na
doktadno$¢ odczytu jego wskazan, a tym samym na jego klase doktadnosci. W celu uniknigcia tej niedoktadnos$-
ci uktady wskazujace miernikdw wychytowych sg celowo ttumione. Znane sg (M.Ball ,, The ballistic of coil panel
meters’” — Control Instrument, 1969, nr 1-3 oraz L.Spink ,,Principles and practice of flow meter engineering’’ — -
Katalog Foxboro Company, 1967) sposoby pomiaru wsp6tczynnika ttumienia polegajace na pomiarze zmian
amplitudy lub okresu swobodnych drgar ustroju pomiarowego miernika. Znany jest réwniez sposéb bezposredn-
iego pomiaru tego wspdétczynnika polegajacy na pomiarze oporéw ruchu uktadu ttumigcego. Praktyczne
stosowanie tych sposobdw jest skomplikowane i wymaga stosowania ztozonych stanowisk badawczych.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodnosci i opracowanie prostego sposobu okreslania
wspétczynnika ttumienia wahari w miernikach wychytowych. Cel ten osiagnieto dzieki temu, ze do wejscia
miernika wychytowego doprowadza sie sygnat pomiarowy o przebiegu sinusoidalnym, okreslonej amplitudzie
i 0 czestotliwosci réwnej czestotliwosci drgari swobodnych ustroju pomiarowego miernika, nastepnie odczytujé
sie amplitude wahari wskazéwki miernika i okresla wsp6tczynnik ttumienia wahart wedtug zaleznosci

I = ‘I’W lwo
przy czym; | — oznacza wspétczynnik tfumienia wahari, ¢w — wielkos¢ amplitudy drgart doprowadzonych do
wejscia miernika, ¢ — wielko§¢ amplitudy waharn wskazéwki, | — moment bezwtadnosci ustroju pomiarowego

miernika, w, — czgstotliwosé drgart wiasnych ustroju pomiarowego miernika.
Przyktad realizacji sposobu wedtug wynalazku jest pokazany na rysunku, ktéry przedstawia urzadzenie do
pomiaru ttumienia wahari miernikéw wychytowych do pomiaru obrotéw.
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Urzadzenie ma 2rédto 1 regulowanej i stabilnej predkosci ,,wo"’, kt6re poprzez mase bezwtadng 2 napedza
sprzegto tarczowe 3. Tarcza wejsciowa tego sprzegta 3 osadzona jest na osi mogacej sie przemieszczad
promieniowo w stosunku do osi masy bezwtadnej 2. Dzieki przesunieciu osi sprzegta 3 o wielkoéé¢ ,.e”
otrzymuje sie na jego wyjsciu predkos¢ obrotowa o przebiegu sinusoidainym, doprowadzong do miernika 4,
ktérego wspétczynnik ttumienia wahar jest mierzony. Odczytuje sie¢ wielkos¢ amplitudy ,,% waharh wskazéwki
miernika, oraz znajac wielko$¢ amplitudy ,.bw* drgan wymuszajacych i moment bezwtadnosci ,.I"" ustroju
pomiarowego miernika 4 i jego czestotliwos$é ,,w,"’ drgart wtasnych okresla sie wspdtczynnik ttumienia waharh /
. miernika 4 z zaleznosci:

I =— lwo

Zastrzezenie patentowe

Sposéb pomiaru wspétczynnika ttumienia wahari w miernikach wychytowych,znamienny fy m, 2e
do wejscia miernika doprowadza si¢ sygnat pomiarowy o przebiegu sinusoidalnym, okre$lonej amplitudzie
i 0 czestotliwosci réwnej czestotliwosci drgari swobodnych ustroju pomiarowego miernika, nastgpnie odczytuje -
sie amplitude wahari wskazéwki miernika i okresla sie¢ wsp6tczynnik ttumienia wedtug zaleznosci

¢

przy czym, | oznacza wsp6tczynnik tftumienia wahari, ¢w — wielkosé amplitudy drgart wymuszajacych drgania
wskazéwki miernika, ¢ — wielkosé¢ amplitudy wahari wskazéwki, | — moment bezwtadnosci ustroju pomiarowego,
w, — czestotliwosé drgari wiasnych ustroju pomiarowego.
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